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SPRAWOZDANIE
Z | KRAJOWEJ KONFERENCJI METROLOGII

W dniach od 25 do 27 maja 2021 r. odbyta sie | Krajowa Konferencja Metrologii 2021
(KKM 2021). Ze wzgledu na panujgce ograniczenia zwigzane z COVID 19, obrady odbywaty
sie w trybie zdalnym (on-line) z uzyciem platformy MS Teams.

Przedsiewziecie to zorganizowane przez Wydziat Elektroniki (WEL) Wojskowej Aka-
demii Technicznej oraz Wojskowe Centrum Metrologii (WCM) zostato objete honorowym
patronatem JM Rektora-Komendanta WAT oraz Komitetu Metrologii i Aparatury Nauko-
wej PAN, ktérego wielu cztonkow zasiadto w gronie Komitetu Naukowego Konferencji.

Dziatania organizacyjne realizowat zespot z Instytutu Systemow Elektronicznych WEL
pod kierunkiem przewodniczgcych Komitetu Naukowego prof. dr. hab. inz. Andrzeja Michal-
skiego i dr. hab. inz. Jacka Jakubowskiego (WEL WAT) oraz przewodniczqcych Komitetu
Organizacyjnego dr. hab. inz. Zbigniewa Watrala (WEL WAT) i ptk. mgr. inz. Roberta Targo-
sa (WCM). Obowiqzki sekretarza konferencji petnit dr inz. Michat Wisnios (WEL WAT). Za-
bezpieczeniem logistycznym konferencji zajmowat sie mgr inz. Roman Wrona (WEL WAT).
Czesc szkolng | edycji KKM 2021 poswiecono tematyce zwiqzanej z wykorzystaniem loT
(Internet Rzeczy) we wspdtczesnej metrologii.

Czesc¢ konferencyjng KKM stanowit zbidér prezentacji zagadnien odzwierciedlajgcych
stan aktualnie realizowanych badan oraz projektéw. Wiodgcymi obszarami z tej tematyki
sq: wspotczesne problemy metrologii ogdlnej i teoretycznej, metrologia wielkosci elektrycz-
nych i nieelektrycznych w makro i nanoskali, sensory i systemy pomiarowe, kompatybilnos¢
elektromagnetyczna, cyfrowe przetwarzanie sygnatow i obrazéw, sztuczna inteligencja,
diagnostyka techniczna i medyczna, Internet Rzeczy w metrologii, metrologia w Sitach

Zbrojnych RP i dydaktyczne problemy metrologii.

| Krajowa Konferencja Metrologii, jest kontynuacjqg, organizowanej przez wiele lat przez
Instytut Systeméw Elektronicznych, konferencji ,Metrologia Wspomagana Komputerowo”
(MWK). Podobnie jak w przypadku MWK, program KKM sktadat sie zdwadch czesci, szkolnej
i naukowej. W ramach czesci szkolnej zamdwiono szes¢ 45-minutowych wyktadow omawia-
jacych wybrane problemy loT w metrologii. Rozszerzone wersje wyktaddw sq zawarte w
monografii pt. Wybrane aspekty Internetu Rzeczy w zastosowaniach metrologicznych, opraco-
wanej i wydanej pod naukowq redakcjq prof. Andrzeja Michalskiego. Monografia zostata
wydana przez Wojskowg Akademie Techniczng. (165 str., ISBN 978-83-7938-307-8).

Materiaty konferencyjne w postaci petnych tekstow referatow oraz dwujezycznych
streszczen na prawach rekopisu, w wersji dostarczonej przez Autoroéw, zostaty udostepnio-
ne w postaci plikdw pdf na stronie internetowej Konferencji.

Zgtoszone na konferencje referaty zostaty poddane procedurze recenzowania przed
zaprezentowaniem w formie werbalnej. Referaty pozytywnie ocenione zostaty rekomendo-
wane do druku we wskazanych przez recenzentow, punktowanych czasopismach krajowych
(Metrology and Measurement Systems, Przeglqgd Elektrotechniczny, Biuletyn WAT).

Obradom konferencyjnym towarzyszyt Panel firmowy, w ktérym firmy KEYENCE, NDN
Zbigniew Daniluk, GL Optic, Centrum Informatyczne TASK oraz Smart Solutions zaprezen-
towaty swoje produkty.



Statystyczng charakterystyke konferencji przedstawia tabela 1.

Tabela 1.
Lp. Nazwa parametru Liczba
1 | Liczba zarejestrowanych uczestnikow 88
2 | Liczba jednostek naukowo-badawczych

i firm uczestniczqcych w konferencji: 18

3 | Sesje szkolne 3
4 | Sesje werbalne 6
5 | Referaty zgtoszone 42
6 | Referaty wygtoszone 32
7 | Panel firmowy 1
8 | Prezentacje firmowe 5

Podczas poszczegolnych sesji aktywnych byto srednio od 50 do 60 uczestnikéw.
Najwiecej uwagi wzbudzit pierwszy dzien konferencji, gdzie chwilami liczba aktywnych
uczestnikow dochodzita do 100 oséb, natomiast liczba aktywnosci zaréwno podczas sesji
otwarcia konferencji oraz panelu firmowego przekraczata poziom 400 zdarzen. W czasie
sesji werbalnych aktywnosc uczestnikéw plasowata sie na poziomie okoto 200. W obradach
konferencji na sesjach werbalnych i panelu firmowym, dzieki formie zdalnej mogty uczestni-
czy¢ réowniez osoby, ktore nie byty zarejestrowane formalnie jako uczestnicy konferencji.
Osoby spoza grona uczestnikow konferencji mogty przystuchiwac sie obradom i wysytac

pytania do prelegentéw w komunikatorze tekstowym.
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